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Monsieur,

Comme suite & notre derniére conversation,
veuillez trouver ci—joints, les résultats d'analyses des deux échantillons
de terre que vous nous avez remis derniérement.

Les différences nous paraissent peu signifi-
catives (peut“®@tre P, Zn, sont—ils en rapport avec une peinture primaire &
base phosphate et Zinc).

Nous pensons que le dép8t noir observé, pourrait
&tre constitué par une peinture noire a base de carbon-black. Il serait intéres—
sant d'analyser la composition de ces dépdts noirs au spectromeéetre de masse
organique deuble faisceau en comparaison avec des peintures noires classiques
employées sur des piéces métalliques inférieures d'engins lourds.

Ce travail pourrait 8tre fait le cas échéant,
dans les semaines qui viennent.

Nous nous tenons a votre entiére disposition
pour tout renseignement complémentaire et,

Nous vous prions de transmettre notre meilleur
souvenir 4 Monsieur H et a Monsieur B

Le Difrecfteur,
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OBSERVATIONS

Les éléments notés - inférieur = (&£ ) a la valeur indiquée
sont recouverts par une interférence certaine, leur teneur n'est
donnée au'a titre indicatif de limite supérieure,

Les ¢léments notes = inférieur ou égal = (£ ) & la valeur
indiquée peuvent '€tre recouverts par une interférence probable
qui peut faire surestimer la teneur indiquée,

Les éléments répartis d'une maniére hétérogéne dans la matrice
sont notés - inhomogene - ( () ).

Les éléments abondants qui saturent la plaque photographique
sont notés - majeur = (M ),

Les éléments notes =« limite de détection = ( L ) n'ont pas été
vus dams les conditions de l'analyse, leur teneur est inférieure
3 la limite de détection indiquée pour chacun d'eux.

Les éléments notés - indosable = ( ind ) n'ont pas pu &tre
dosés par suite d'interférences ou d'associations d'éléments
majeurss

L*analyse fournie est une analyse semi- quantitative des éléments
en traces, les résultats sont doanés 2 un facteur trois pres,

Aucune correction de coefficient de sensibilité n'a &té effectuée
d'une facon générale, les alcalins et alcalino-terreux sont
surestimés, lcs métaux lourds sous-estimés,
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2 Zn §,6 I 33 LJ Lu
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Ca Ao i W L7 Ga L & L,
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Ti 430 . Ru LS9 Dy L
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Le Directeur,
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OBSERVATIONS

Les éléments notés - inférieur « (&) 2 la valeur indiquée
sont recouverts par une interférence certaine, leur teneur n'est
donnée ou'a titre indicatif de limite supérieure.

Les éléments notés =« inférieur ou égal - (£ ) & la valeur
indiquée peuvent ¢€tre recouverts par une interférence probable
qui peut faire surestimer la teneur indiquée.

Les éléments répartis d'une maniére hétérogéne dans la matrice
sont notés - inhomoghne - ( () ).

Les éléments abondants qui saturent la plaque photographique
sont notes = majeur = (M ).

Les ¢léments notes « limite de détection = ( L ) n'ont pas &té
vus dams les conditions de l'analyse, leur teneur est inférieure
2 la limite de détection indiquée pour chacun d'eux.

Les éléments notes =« indosable - ( ind ) n'ont pas pu 8tre
dosés par suite d'interférences ou d'associations d'éléments
majeurss

L*analyse fournie est une analyse semi-quantitative des éléments
en traces, les résultats sont donnés A un facteur trois prés.

Aucune correction de coefficient de sensibilité n'a &té effectuée
d'une facon générale, les alcalins et alcalino— terreux sont
surestimés, les métaux lourds sous—estimés.
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OBSERVATIONS

Les éléments notes - inférieur « (&) & la valeur indiquée
sont recouverts par une interférence certaine, leur teneur n'est
donnée au'a titre indicatif de limite supérieure.

Les éléments notes - inférieur ou égal - (é) a3 la valeur
indiquée peuvent ¢€tre recouverts par une interférence probable
qui peut faire surestimer la teneur indiquée,

Les éléments répartis d'une manidre hétérogéne dans la matrice
sont notés =« inhomogdne - ( () ),

Les €léments abondants qui saturent la plaque photographique
sont notes = majeur » (M),

Les éléments notés « limite de détection = ( L ) n'ont pas été
vus dams les conditions de I'analyse, leur teneur est inférieure
2 la limite de détection indiquée pour chacun d'eux.

Les ¢léments notes =~ indosable = ( ind ) n'ont pas pu Stre
dosés par suite d'interférences ou d'associations d'éléments
majeurs.

L*analyse fournie est une analyse semi-quantitative des Cléments
en traces, les résultats sont donnés 2 un facteur trois pres.

Aucune correction de coefficient de sensibilité n'a &té effectuée

d'une facon générale, les alcalins et alcalino—terreux sont
surestimés, les métaux lourds sous-estimés,
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Li Ind Ni A4 Sn L9 : HE . Lo
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B £ 30 2n 1o 1 23 W TN

{1200 Ga H Te L34 : Re LS/6
Na 4400 Ge [3,7- Cs L?IS ‘ Os LX/S‘
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Al Liamb Se Le2 . La 1113 Pt Ly
Si 5;("/3 Br L30 s: Ce L2,¥ : Au L3(7-
P 38c0 Rb 13 : Pr L8 Hg L12,2

4400 Sr 4¢o Nd Lt T1 Lsy
c1 290 Y Lig ' Eu Lgé i e 7 49
K 0,7% Zr L33 Sm L : Bi : Ll,/[/
Ca 367, Nb LyF Gd Ll Th oLy
Sc s5éo Mo L9} b Lag u L,y
Ti 3500 Ru LS9 .. Dy Lt
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Le Directeur,
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OBSERVATIONS

Les éléments notés « inférieur = (&) a la valeur indiquée
sont recouverts par une interférence certaine, leur teneur n'est
donnée qu'a titre indicatif de limite supérieure,

Les éléments notés - inférieur ou égal - (£ ) & la valeur
indiquée peuvent ‘&tre recouverts par une interférence probable
qui peut faire surestimer la teneur indiquée.

Les éléments répartis d'unc manidre hétérogdne dans la matrice
sont notés = inhomogene - ( () ).

Les &léments abondants qui saturent la plaque photographique
sont notés < majeur = (M ),

Les &léments notés - |imite de détection = ( L) n'ont pas &t¢
vus dams les conditions de l'analyse, leur teneur est inféricure
a la limite de détection indiquée pour chacun d'eux.

Les é&léments notés - indoeable - ( ind ) n'ont pas pu 3tre

dosés par suite d'interférences ou d'associations d&'éléments
majeurs,

L*analyse fournie est une analyse semi-quantitative des éléments
en traces, les résultats sont donnés 2 un facteur trois pras,

Aucune correction de coefficient de sensibilité n'a &té effectuée

d'une facom générale, les alcalins et alcalino-terreux sont
surestimés, lcs métaux lourda sous-estimés,
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